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prof. Mgr. Toma&Sem KaSparovskym, Ph.D., dékanem

Zadavatel k vy3e uvedené vefejné zakazce uvefejiiuje nésledujici vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zadavatel obdrzel dne 30.10.2024 v 21:44:10 prostfednictvim elektronického nastroje pro zadavani
vefejnych zakazek na Masarykové univerzité E-ZAK nasledujici Zadost o vysvétleni zadavaci
dokumentace.

Dotaz ¢.1:

V dokumentu Technické podminky pro vefejnou zakazku s nazvem: Skenovaci elektronovy mikroskop, je
uvedeno:

,EDX detektor — software s moznosti definovat uzivatelské standardy, detekce minimalné od berylia, EDS detektor
o rozméru SDD (silicon drift detector) aktivni plochy 60 mm2 a vétsi, rozlieni 127 eV nebo lepsi pro Mn
na K-alfa pfi 50 000 cps, mapy, spektra, linescany atd.”

Dotazy:

Zadavatel uvadi minimalni poZzadované rozliseni EDS detektoru 127 eV nebo lepsi pro ¢aru Mn Ko pfi 50 000
cps. Ma zadavatel hodnotou 50 000 cps na mysli minimalni pozadovanou hodnotu vystupniho signalu (output
count rate), kterd na rozdil od vstupniho signalu (input count rate) reprezentuje realny vystupni signal
pro zpracovani EDS dat?

Vzhledem k tomu, ze zadavatel neuvadi, jakym zplisobem ma byt spinéni tohoto bodu specifikace prokazano,
ptdme se: PoZaduje zadavatel prok&zani tohoto bodu specifikace v piném znéni, pfimym méfenim hodnoty
rozlieni EDS detektoru po instalaci EDS systému v laboratofi zadavatele v ramci akceptance dodaného zafizeni?

Odpovéd’ zadavatele ¢.1:

Zadavatel potvrzuje, ze uvedenou hodnotou 50 000 cps je minéna hodnota minimalniho pozadovaného
vystupniho signélu (output count rate), pfi kterém je poZzadované rozliSeni 127 eV nebo lepsi, pro ¢aru Mn K-alfa,
garantovano vyrobcem.

Zadavatel pozaduje prokazani spinéni tohoto bodu technické specifikace pfimym méfenim hodnoty rozliseni EDX
detektoru po instalaci EDS systému v rdmci akceptance dodaného zafizeni.
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Dotaz ¢.2:

V zadévaci dokumentaci v ¢asti 3. Hodnoceni nabidek je v bodé 3.3 e) uvedeno:

Bude hodnoceno, zda dodavatel nabizi zafizeni, které obsahuje EDX detektor s vétSim rozmérem SDD a lepSim
energiovym rozliSenim nez 60 mm2 a 127 eV.

Dotazy:

Bude hodnoceni lepSiho energiového rozlieni EDX detektoru vztaZeno ke stejné hodnoté signalu 50 000 cps,
jako pro minimalni poZadované energiové rozliseni?

PoZzaduje zadavatel prokazani lepSiho energiového rozliSeni EDX detektoru, pfimym méfenim hodnoty rozliseni
po instalaci EDS systému v laboratofi zadavatele v rAmci akceptance dodaného zafizeni?

Odpovéd zadavatele ¢.2:

Hodnoceni lepSiho energiového rozliseni EDX detektoru, nez minimainé pozadované hodnoty 127 eV, bude
z duvodu vzajemné porovnatelnosti, vztaZzeno ke stejné hodnoté minimalniho poZzadovaného vystupniho signalu
(output count rate) 50 000 cps.

Stejné jako v pfipadé spinéni pozadavku minimalni technické specifikace na energiové rozliseni EDX detektoru,
poZaduje zadavatel prokazani lepSiho energiového rozliSeni EDX detektoru stejnym zpUsobem. Tedy pfimym
méfenim hodnoty rozliSeni po instalaci EDS systému v ramci akceptance dodaného zafizeni.

Dotaz ¢.3:

V zadavaci dokumentaci v ¢asti 3.3. Zplsob hodnoceni nabidek podle kritéria Kvalita je uvedeno:
¢) Bude hodnoceno, zda dodavatel nabizi zafizeni, které obsahuje méd nizkého vakua a SE detektor do nizkého
vakua.

Dotaz:
Bude pro méd nizkého vakua pozadovana moznost zobrazeni separatné v atmosféfe vodni pary a atmosfére
N2?

Odpovéd’ zadavatele ¢.3:
Mad nizkého vakua je poZadovany pro zobrazeni citlivych vzorki bez nutnosti jejich povrchové upravy. Moznost
vyuziti pozadovaného dedikovaného detektoru SE pro zobrazovani v rezimu nizkého vakua v kombinaci
s atmosférou vodni pary toto aplikaéni vyuZiti roz8ifuje o vzorky s jemnou topografii a umoZriuje ziskani lepSich
EDS vysledkd, protoze atmosféra dusiku mize miné zhorSovat vymezeni atomovych spekter v porovnani
s atmosférou vodnich par.

Jak vyplyva z vySe uvedeného, zadavatel Zaddnym zpisobem neméni zadavaci podminky k pfedmétné vefejné
zakazce.
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manazer vefejnych zakazek
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